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内容概要

本书是一本系统讲述32位RISC微处理器的设计方法和设计过程的著作，其内容涵盖了RISC微处理器设
计的全部方面。
书中内容有机地将计算机学科的体系结构、系统结构与微电子学科的集成电路设计与实现技术结合起
来，既能帮助学习微电子的工程技术人员快速掌握RISC处理器体系结构的VLSI实现原理，又能明确的
告诉计算机科学的技术人员如何用现代的电路设计思想、方法、手段来设计与实现微处理器。
本书的组织结构就是一本大规模RISC处理器芯片完整的设计文档。
    本书将计算机科学和微电子科学有机结合、面向工程实际，希望能对两方面的科技工作者带来帮助
。
书中展现的完整的大规模芯片的设计过程，也能对设计团队的组织管理者提供方法和流程上的帮助。
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